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Ozet

Bu ¢alismada; ytin/ poliamid karistim hammaddesinden, konvansiyonel
Sirospun ve iki farkli kompakt siro sistemi kullanilarak direkt olarak
tiretilmis olan cift kath ipliklerin kopma mukavemeti, diizgiinsiizliik ve
tiiyliiliik 6zellikleri incelenmigtir. Elde edilen sonuclara gore; her iki
kompakt siro sistemiyle elde edilmis ipliklerin; konvanssyonel Sirospun
sisteminden elde edilen ipliklere gére, incelenen ézellikler bakimindan
istatistiki olarak daha iyi kalite degerlerine sahip oldugu gériilmiistiir.
Calismada kullanilan iki farkli kompakt siro sisteminden iiretilmis olan
iplik o6zellikleri arasinda ise istatistiki olarak oJnemli farklar
goriilmemistir.

Anahtar Kkelimeler: Yiin, Poliamid, Sirospun, Kompakt,
Kopma mukavemeti, Diizgiinsiizliik, Tiylilik.

Abstract

In this study, breaking strength, unevenness and hairiness properties of
two-fold wool/ polyamide blended yarns which were produced directly
by using Sirospun and two different compact siro systems were
investigated. According to the test results, yarns produced by both two
compact siro systems had statistically better quality properties than
conventional Sirospun yarns. Statistically significant differences were
not obtained between the properties of yarns produced by using two
different compact siro systems.

Keywords: Wool, Polyamide, Sirospun, Compact, Breaking strength,
Unevenness, Hairiness.

1  Giris

Ring iplikeilik sistemi; elde edilen iplik Kkalitesinin ¢ok
tatminkar olmasi, sistemde hammadde ve numara
sinirlandirmasi olmamasi agisindan ge¢misten giiniimiize en
onemli iplik iretim sistemi olmustur. Bununla beraber; biikiim
ve sarim islemlerinin  aym eleman  tarafindan
gerceklestirilmesi, basta liretim hizi olmak tizere teknolojik
bazi smirlandirmalar1 da beraberinde getirmektedir. Bu
sinirlamalar  ring  iplik¢iligin  yaninda yeni iplikeilik
sistemlerinin (agik-u¢ rotor, hava jetli, friksiyon ve sargil
iplikcilik sistemleri) ortaya ¢ikmasina sebep olan faktorler
arasindadir. Ancak, kalite agisindan ring iplik degerlerine
ulasamayan bu sistemlerin hi¢ biri ring iplik¢ilik sistemini
ciddi bir sekilde tehdit edememistir [1].

Ring iplik¢iliginde, lif 6zelliklerinden daha yiiksek yararlanma
orani saglamak ve iplik kalitesini daha da gelistirebilmek
adina yeni bir egirme sistemi olarak kompakt iplik egirme
sistemi ortaya ¢ikmistir. Ring iplikeilik sisteminin modifiye
edilmis hali olan bu sistemde; genellikle bir hava emisi
yardimiyla olusturulan bir lif yogunlastirma bdlgesi
bulunmaktadir. Boylelikle, ring iplik¢ilik sisteminin diger
sistemlere gore zayif noktasi olan ve ipliklerin tiyliiltk,
diizglinstizlilk, mukavemet ve mukavemet varyasyonu gibi
iplik ozelliklerini olumsuz olarak etkileyen egirme ti¢geni
elimine edilmistir. Bu sayede miitkemmel olarak kabul edilen
ring iplik yapisi, ideal kompakt iplik yapisi karsisinda bir alt
sinif olarak degerlendirilmeye baglanmistir [2].

Katlama; iplik 6zelliklerini gelistirmek ve tek kath ipliklerle
saglanamayan iplik veya kumas performansini elde etmek

amaciyla, iki veya daha fazla sayidaki tek kath ipligin birbirine
biikiilmesi islemidir. Konvansiyonel kath iplik {retimi,
bobinleme ve katlama olarak iki asamadan meydana
gelmektedir. Bu yontemin gerek maliyetli olmasi gerekse
disiik iliretim hizina sahip olmasi nedeniyle konvansiyonel
katlama yontemine alternatif olarak Suessen Plyfil, Murata
Twin Spinner ve Sirospun gibi yeni teknolojiler ortaya
cikmistir [3]. CSIRO tarafindan gelistirilerek 1980’lerin
basinda iplikgilik sektoriine tanitilan ve giiniimiizde kamgarn
iplikciliginde yaygin olarak kullanilan Sirospun sistemindeki
temel prensip; ¢ekim sisteminin 6n silindirinden sonra,
aralarinda olduk¢a genis bir mesafe bulunan paralel iki lif
tutaminin bir biikiim noktasinda birlestirilmesi ve bu noktada
birlikte biikiim almasidir [4]-[5]. Dolayisiyla bu sistemde elde
edilmis olan kath ipligin biikiim yo6ni ile, bu ipligi olusturan
tek katl ipliklerin biikiim yonii ayni olmaktadir. Tek katl iplik
dretimi icin gelistirilen kompakt iplikgilik sisteminin iplik
o6zellikleri tizerindeki olumlu etkisi goriildiikten sonra, 2000°li
yillarin basinda ayni prensip, Sirospun egirme islemi ile
kombine edilmistir. Sekil 1’de konvansiyonel Sirospun ve
kompakt siro olarak adlandirilabilecek egirme sistemlerinden
biri olan Suesen EliTwist siteminde olusan egirme iiggeni
goriiniimleri verilmistir.

Konvansiyonel Sirospun ve kompakt siro iplik 6zelliklerinin
karsilastirilmas ile ilgili olarak, Brunk [6] tarafindan uzun
stapelli pamuk hammaddesi ile yapilan ¢alismada; Suessen
EliTwist sistemi kullanilarak elde edilmis Ne 60/2 ve
Ne 100/2 numara kompakt siro ipliklerin, ayni numaralardaki
konvansiyonel Sirospun ipliklere goére daha yiiksek
mukavemet, daha diisiik diizgiinstzliik ve tiiyliiliik degerlerine
sahip oldugunu belirtmektedir. Ayni1 c¢alismada verilen
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bilgilere gore; konvansiyonel Sirospun iplik liretiminde, belli
degerlerden daha diisiik biikiim katsayilariyla
calisilamamasina ragmen, kompakt siro sistemi ile ae = 3.3
seviyesine kadar daha diisiik biikim katsayisiyla
calisabilmenin miimkiin oldugu belirtilmistir. Celik ve Kadoglu
[7]1, 21 um ve 22 pum inceliginde % 100 yiin hammaddesi
kullanarak yaptiklari c¢alismada; elde ettikleri Nm 40/2 ve
Nm64/2 numara kompakt siro ipliklerin, dzellikle tiiyliiliikk ve
diizglinstizlitk ~ 6zellikleri bakimindan ayni numaradaki
konvansiyonel Sirospun ipliklere gére daha iyi degerlere sahip
oldugunu, kopma mukavemeti ve kopma uzamasi degerleri
bakimindan ise iki sistemden elde edilen iplikler arasinda
istatistiki olarak anlaml bir fark olmadigini belirtmislerdir.
Gerek literatiirde yer almayan bir hammadde, gerekse iki
farkli kompakt siro sistemi kullanimu ile ilgili literatiire katki
saglamay1 amaglayan bu ¢alismada; ring iplikg¢iliginde, direkt
cift kath iplik tiretimi icin kullanilan konvansiyonel Sirospun
sistemiyle, bu sistemin modifiye edilmis hali olan Suessen
kompakt siro (EliTwist) ve Pinter kompakt siro
sistemlerinden elde edilen % 90 yiin/% 10 poliamid karisimi
cift katl ipliklerin mukavemet, diizgiinsiizlik ve tiylilik
ozellikleri incelenmistir.

(b)

Sekil 1: Konvansiyonel sirospun.

(a) ve Suessen EliTwist (b) Sistemlerinde egirme ti¢geni [8].

2  Materyal ve Yontem

Direkt yontemle ring iplikgilik sisteminde iiretilen ¢ift katl
ipliklerin 6zelliklerini incelemek amaciyla gergeklestirilen bu
deneysel ¢alismada, % 90 yin/ % 10 poliamid
hammaddesinden Nm 72/2 iplikler tretilmistir. Bu ipliklerin
iiretiminde; tops formunda, 20,5 um ve 21,5 um olmak iizere
iki farkli incelikte yiin lifi ve 3.3dtex inceliginde poliamid lifi
kullanilmigtir. Kullanilan tops halindeki hammadde sirasiyla
melanjor, tarama hazirhk ¢ekmesi, tarama, tarama sonrasi

cekme, tops ¢cekme, 4 pasaj iplik hazirlama ¢ekmesi ve finisor
fitil makinesi islem basamaklarindan gegirilmis ve bu sayede
Nm 2 numara fitiller elde edilmistir. Sirospun ipliklerin
iretimi Zinser marka iplik makinesinde, ¢ift kath kompakt siro
ipliklerin iiretimi ise Suessen kompakt ve Pinter kompakt
Uniteleri ile modifiye edilmis 2 ayr1 Zinser iplik makinesinde
gerceklestirilmistir.

Calismada kullanilan Suessen kompakt ve Pinter kompakt
uniteleri benzer temel yogunlastirma prensibine (V seklinde
iki yarik, delikli apron, hava emisi) sahip olmakla birlikte,
birbirlerine gore farkliliklar gostermektedirler. Bu farkliliklar
soyle siralanabilir:

e Suessen kompakt sisteminde, yogunlastirma
boélgesinin girisindeki st baski silindiri tahrigini alt
on c¢ekim silindirinden alipp, yogunlastirma
boélgesinde belli bir cekim saglayacak sekilde, bir disli
sistemi yardimiyla yogunlastirma bdlgesi ¢ikisindaki
ist baski silindirine iletmektedir. Pinter kompakt
sisteminde ise; yogunlastirma bélgesinin girisindeki
st bask silindiri tahrigini alt 6n ¢ekim silindirinden
almakta, yogunlastirma bolgesi cikisinda tst baski
silindiri ise tahrigini ¢cekim sistemi ¢ikisina monte
edilmis bir alt silindirden almaktadir, dolayisiyla st
baski silindirleri arasinda bir tahrik aktarimi yoktur.
Kisa lif iplik¢iliginde de kullanilan, her iki sistemin
cekim tahrigi diizenlemelerine dair genel goériiniim
Sekil 2’de verilmistir.

e Cok belirgin olmasa da, iki sistem arasindaki diger
farkliliklarin, lif yogunlasmasinin saglandig1 bolgeye
ait parametrelerden (goézenekli apronun kalinhig1 ve
gozenekliligi, emis yari1 geometrisi, hava emis
basinci) kaynaklandigl séylenebilir.

5

Sekil 2: Suessen kompakt (EliTe).
(a) ve Pinter kompakt (b) sistemlerinde ¢ekim [8]-[9].

Uretilmis olan tiim ipliklerin biikiim degeri 750 tur/m’dir.
Deneysel c¢alisma kapsaminda {iretilmis olan ipliklerin
kodlanmasi Tablo 1'de verilmistir.
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Tablo 1: Uretilen ipliklerin kodlanmasi.

iplik iplik No. Egirme
Kodu Hammadde (Nm) Unitesi
r1 90 Yin (20.5pm) 72/2 Konvansiyonel
%10 Poliamid Sirospun

%90 Yiin (20.5pm) 722 Pinter
%10 Poliamid kompakt siro

g1 %90 Yin(20.5um)
%10 Poliamid

P1

72/2 Suessen _
kompakt siro

R2 %90 Yiin (21.5pum) 72/2 Konvansiyonel
% 10Poliamid Sirospun
pp %90 Yin (21.5um) 722 Pinter

%10 Poliamid

%90 Yiin(21.5pum)
%710 Poliamid

kompakt siro

72/2 Suessen

S2
kompakt siro

Kops formundaki elde edilmis olan iplikler, 80 °C sicaklikta
fikse isleminin ardindan, Schlafthorst Saurer bobin
makinesinde bobin haline getirilerek iplik liretim asamasi
tamamlanmigtir. Uretilmis olan ipliklerin 6zelliklerini tespit
etmek amaciyla, testlerde numune olarak tesadiifi olarak
alman 5 adet kops secilmistir ve bu kopslar iizerinde
mukavemet, diizglinstizlik ve tuyliliik Olclimi
gerceklestirilmistir. ipliklerin mukavemet testleri; Uster
Tensorapid  mukavemet dlgim  cihazi  kullanilarak
gerceklestirilmistir. Bu amacla her bir kopstan 20 adet 6l¢iim
yapilarak, her bir farkl iplik tipi i¢in 100 6l¢iim sonucu elde
edilmistir. Test parametreleri olarak ise ISO 2062’ ye gore,
5000 mm/dak c¢ene hizi ve 500 mm numune uzunlugu
kullanilmistir.  Dlzgiinsiizliikk testleri; Uster Tester 3
diizglinstizliik 6lciim cihaz1 kullanilarak gergeklestirilmistir.
Bu amagla her bir kopstan 3 adet 400m.lik dl¢iim yapilarak,
her bir farkli iplik tipi i¢in 15 6l¢iim sonucu elde edilmistir.
Test hiz1 olarak 400 m/dak kullanilmistir. Diizgiinstzlik
kapsaminda  degerlendirilmis  olan  degerler;  kiitle
dizgiinstzligi (CVm),-% 50 ince yer, + % 50 kaln yer,
+ % 200 neps sonuglaridir. ipliklerin tiiyliiliik testleri Zweigle
G567 tlylulik 6l¢iim cihazi kullanilarak gercgeklestirilmistir.
Buna gore, her bir kopstan 3 adet 100 m’lik 6l¢iim yapilarak,
her bir farkli iplik tipi i¢in 15 6l¢lim sonucu elde edilmistir.
Tiylulik testi kapsaminda, 1 mm 2 mm uzunlugundaki tiiy
sayllariyla, 3 mm ve 3 mm’den daha uzun tily sayilarinin
toplamini ifade eden Zweigle S3 sonuglar1 degerlendirilmistir.
ipliklere uygulanan testler, numunelerin standart klima
kosullarinda (20 29C sicaklik ve % 65 2 izafi rutubet)
24 saat kondisyone edilmelerinden sonra gergeklestirilmistir.
Uretilmis olan iplikler yapilan testler sonucunda elde edilen
verilerin degerlendirilmesinde tek faktorlii tamamen tesadiifi
varyans analizi metodu kullanilmis ve faktor seviyelerine ait
ortalama degerler SNK (Student-Newman-Keuls) testi ile
degerlendirilmistir.

3  Bulgular ve Tartisma

Calisma kapsaminda iretilmis olan ipliklere uygulanan
mukavemet testlerinden elde edilen ortalama kopma
mukavemeti, kopma wuzamasi ve kopma isi degerleri
Tablo 2’de verilmistir.

21.5 um incelige sahip yiin lifi kullanilarak tiretilmis ipliklerin
kopma wuzamasi degeri haricinde, farkli hammaddeden
iretilmis iki farkh iplik grubunda da, egirme sisteminin
ipliklerin mukavemet o6zelliklerine etkisi istatistiki olarak
anlamli  bulunmustur. Gergeklestirilen varyans analizi

sonuglar1 Tablo 3’de, her bir hammadde grubundan elde
edilmis iplikler icin ayr1 ayr1 gerceklestirilen SNK testine dair
istatistiki araliklar ise, Tablo 2’de verilmis olan ortalama
kopma mukavemeti, kopma uzamasi ve kopma isi degerlerinin
yaninda gosterilmistir.

Tablo 2: Mukavemet testinden elde edilen 6l¢iim sonuglari ve

SNK degerlendirmeleri.

iplik Kop.Mukavemeti Kop. Uzamasi Kop. Isi

Kodu (cN/tex) (%) (cN. cm)
R1 15.27"b 7.252 122790
P1 17.622 7.622 1466.82
S1 16.84 2 7.322 1367.5
R2 12.69b 6.88 P 964.2 b
P2 14.582 7.382 1167.12
S2 14.09 2 7.113b 1079.82

Tablo 3: Egirme sisteminin, ipliklerin mukavemet 6zelliklerine
etkilerine dair varyans analizi sonuglari (Fistatistik ve istatistiki
onem derecesi).

Kopma Kopma Kopma
Hammadde Mukavemeti  Uzamasi Isi
%90 Yiin (20.5um) e o0 .
%10 Poliamid 4. 99 ns _
%90 Yiin (21.5um) 413 * 5 70 * 280+

%10 Poliamid

**a = 0.01 seviyesinde anlamli, *a = 0.05 seviyesinde anlamh
ns istatistiki olarak anlaml degil.

ipliklere ait kopma mukavemeti, kopma uzamasi ve kopma isi
degerleri incelendiginde; en diisiik degerleri Sirospun
ipliklerin, en yiliksek degerleri ise Pinter kompakt siro
ipliklerin verdigi goriilmektedir. Pinter kompakt siro iplikler,
Sirospun ipliklere gore, kopma mukavemeti bakimindan
% 14,9 -% 15,6, arasinda degisen oranlarda, kopma uzamasi
degerleri % 5,1 - % 7,3, kopma isi degerleri bakimindan ise %
19,5-% 21,1 arasinda degisen oranlarda daha ytiksek degerler
vermistir. Suessen kompakt siro iplikler, diger iki egirme
sisteminden elde edilen iplik 6zelliklerinin arasinda kalan
degerler verse de, yapilan SNK testi sonuglarindan; Pinter
kompakt siro ve Suessen kompakt siro iplik 6zelliklerinin ayni
istatistiki aralikta bulundugu gérilmektedir. ipliklerin
mukavemet sonuclarindan; g¢ekim sistemi ¢ikisindaki lif
topluluguna uygulanan yogunlastirmanin, liflerin iplik
yapisina c¢ok daha diizenli katilmasinin tek kath iplik
ozelliklerini iyilestirici yondeki bilinen etkisinin, direkt cift
katl iplik tiretiminde de kendisini gosterdigi goriilmektedir.
Calismada tretilmis olan ipliklere uygulanan diizgiinsiizliik
testlerinden elde edilen ortalama % CVm, -% 50 ince yer,
+% 50 kalin yer ve +% 200 neps degerleri Tablo 4’de
verilmistir.

Tablo 4: Diizglinsiizliik testinden elde edilen 6l¢iim sonuglari
ve SNK degerlendirmeleri.

Ilgél; %CVm  -%50/km +9%50/km  +% 200/km
R1 16662  36.802 12073 4332
Pl 1613b 3040 5.73b 1.53b
S1  1585¢  2247¢ 487D 1.60b
R2  1791a  51.27a 14.072 4602
P2 1655b  33.53b 6.60b 1.53b
S2 1649b  37.60b 6.33b 0.93b
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Gergeklestirilen varyans analizi sonuglari Tablo 5’de, her bir
hammadde grubundan elde edilmis iplikler icin ayr1 ayri
gerceklestirilen SNK testine dair istatistiki araliklar ise,
Tablo 4’de verilmis olan ortalama % CVm, -% 50 ince yer,
+%50 kalin yer ve +% 200 neps degerlerinin yaninda
gosterilmistir.

Tablo 5: Egirme sisteminin, ipliklerin diizgiinsiizliik
ozelliklerine etkilerine dair varyans analizi sonuglari (Fistatistik
ve istatistiki onem derecesi).

Hammadde %CVm - %50 +9%50 + %200

uzunlugundaki ortalama tily sayilar1 ile ortalama S3
degerlerinin yaninda gosterilmistir. Elde edilen Olgiim
sonuglar1 incelendiginde; tiim uzunluk smiflarindaki tiy
sayllar1 bakimindan en diisiik degerler Pinter kompakt siro
sistemi, en yliksek degerler ise Sirospun egirme sistemi ile
elde edilmis olan ipliklerde goriilmektedir.

Tablo 7: Egirme sisteminin, ipliklerin tiiyliiliik 6zelliklerine
etkilerine dair varyans analizi sonuglari (Fistatistik ve istatistiki
onem derecesi).

Hammadde 1 mm 2 mm S3

%90 Yiin [20.5um) *kk *kk *okok *%
910 Poliamid  20-95 ™" 10417 13.64™** 6.42

%90 Yun (21.5].1.1’0) *kk *kk *okok *kk
0610 Poliamid L1246 ™™ 1557 12.51*** 13.19

%90 Yiin (20.5um)
%710 Poliamid

%90 Yiin (21.5um)
%710 Poliamid

206.73 ***  83.87 *** 42.871 ***

681.21 ***  769.58 ***  227.51***

***a=0.001 seviyesinde anlamli, **a=0.01 seviyesinde anlaml.

Ipliklerin diizgiinsiizliik testlerinden elde edilen sonuglar
incelendiginde, en diisiik CVm degerleri Suessen kompakt siro
ipliklerde, en yiiksek diizgiinsiizlik degerleri ise Sirospun
ipliklerde gozlenmektedir. Ayrica, beklendigi sekilde;
kullanilan yiin lifi kalinhig1 arttiginda belli bir numara icin iplik
kesitindeki lif sayis1 azaldigindan, hem Sirospun, hem Suessen
kompakt siro hem de Pinter kompakt siro ipliklerinde
diizglinstizlik degerinin arttigt goriilmektedir. Suessen
kompakt ipliklerin Sirospun ipliklere gére % 5,1 ile % 8,6
arasinda degisen oranlarda daha diisiik kiitle diizglinstzligi
degerlerine sahip oldugu gorilmektedir. Iplikteki farkl
kategorilerdeki hatali yer sayisi bakimindan da Suessen
kompakt siro ipliklerin genel olarak en diisiik degerlere sahip
oldugu gorilmektedir. SNK testi sonuglari
degerlendirildiginde; her iki kompakt siro sisteminin de,
konvansiyonel Sirospun sistemine gore farkl istatistiki
aralikta olmak tizere daha iyi sonuglar verdigi goriilmektedir.
Suessen kompakt siro ve Pinter kompakt siro iplik 6zellikleri
ile ilgili olarak ise; 20.5 pm inceligindeki yiiniin kullanildig:
hammadde grubundaki % CVm ve -% 50 ince yer degeri
haricinde, her iki egirme sistemiyle elde edilen iplik
ozelliklerinin aymi istatistiki aralikta oldugu sonucuna
ulasilmistir.

Calisma kapsaminda tiretilmis olan ipliklere ait 1 mm ve 2 mm
uzunlugundaki ortalama tiiy sayilari ile ortalama S3 degerleri
Tablo 6’da verilmistir.

Tablo 6: Tiiyliiliik testinden elde edilen 6l¢iim sonuglari ve
SNK degerlendirmeleri.

iplik

Kodu 1 mm /100 m 2mm/100 m S3 /100 m
R1 5669 2 12532 3472
P1 3481¢ 558¢ 1120
S1 4186" 723b 1490
R2 63302 1465 2 4562
P2 3683 ¢ 595¢ 1170
S2 4484 b 805 b 1260

Farkli hammaddeden iiretilmis iki farkl iplik grubunda da,
kullanilan egirme sisteminin ipliklerin 1 mm, 2 mm ve S3
sinifindaki tiiyliiliik degerlerine etkisi istatistiki olarak anlaml
bulunmustur. Gergeklestirilen varyans analizi sonuglari
Tablo 7’de, her bir hammadde grubundan elde edilmis iplikler
icin ayr1 ayr1 gergeklestirilen SNK testine dair istatistiki
araliklar ise, Tablo 6’da verilmis olan 1 mm ve 2 mm

***a = 0.001 seviyesinde anlamli.

Kompakt iplikeilik sisteminin temelini olusturan, egirme
l¢geninin Kkiigiiltiilmesi veya tamamen elimine edilmesi
sayesinde, ¢ekim sistemini terk eden liflerin hemen hemen
tamamu iplik yapisina dahil olmakta ve béylece egrilmis iplikte
tiyliiliige neden olan liflerin ve/veya lif uglarinin azaltilmasi
saglanmaktadir. Bu nedenle, ayni sartlarda cift katli tiretilmis
olan Pinter kompakt siro ve Suessen kompakt siro ipliklerde,
Sirospun ipliklere gore; 1 mm, 2 mm ve tekstil isletmelerinde
sorunlara yol acan Zweigle S3 degerinde istatistiki olarak
anlamh bir diisiis saglandig1 goriilmektedir. Imm ve 2mm tiiy
uzunluklarinda Pinter kompakt siro sistemiyle elde edilmis
ipliklerin, Suessen kompakt siro ipliklerden istatistiki olarak
daha digtk tiylilik degerlerine sahip oldugu, ancak S3
tiylilik sinif acisindan her iki sistemle tiretilmis olan iplikler
arasinda istatistiki bir fark olmadig1 sonucuna ulagilmistir.

4 Sonug

Calisma kapsaminda incelenmis olan tiim iplik o6zellikleri
dikkate alindiginda elde edilen baslica sonuglar su sekilde
6zetlenebilir:

e Ipliklere uygulanan testlerden elde edilen sonuclar
incelendiginde; gerek kopma mukavemeti, gerek
diizglinsiizliik, gerekse tlylilik degerleri
bakimindan, kullanilan her iki hammadde tipinde de,
kompakt siro ipliklerin konvansiyonel Sirospun
ipliklere gore daha yiiksek kalite degerleri verdigi
gorillmektedir.

e Tek kath iplik iiretiminde, ¢ekim sistemini terk eden
lif topluluguna uygulanan yogunlastirma ve bunun
sonucunda liflerin iplik yapisina daha diizgiin bir
sekilde dahil olmasi sonucu iplik 6zelliklerinde elde
edilen iyilesmelerin, direkt cift kath iplik tiretiminde
de benzer sekilde s6z konusu oldugu séylenebilir.

e Gozenekli apron ve emis yariklarindan olusan,
benzer yogunlastirma bdlgelerine sahip iki farkl
kompakt siro sisteminden elde edilen iplikler
arasinda, incelenen ¢ogu 0Ozellik bakimindan
istatistiki farklar bulunmadig1 sonucuna ulasilmistir.

5 Tesekkiir

Yazarlar; gerek ipliklerin iretimi, gerekse testlerinin
gerceklestirmesindeki katkilarindan dolayi, Plan ve Kalite Giiv.
Midiirt Sansal Cetin’in sahsinda, Bahariye Mensucat San. Tic.
A.S. yetkili ve ¢alisanlarina tesekkiir eder.

168



S. Unal, S. Omeroglu
Pamukkale Universites, Miihendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Say1 4, 2013, Sayfalar 165-169

®,
o

(1]

(2]

(3]
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